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仕　様

外　観（AQ7260本体）

■AQ7260 OTDR

①本体
②8.4インチカラーTFT液晶表示器
③光コネクタ（GI）AQ7269時，（1650nm）AQ7267W3時
④DC電源コネクタ
⑤電源スイッチ
⑥PCMCIAスロット
⑦光コネクタ（ＳＭ）
⑧USBコネクタ
⑨バッテリ実装部

■光学モジュール

（注）液晶表示器には，一部に常時点灯しない画素および常時点灯する画素が存在する場合があります。（RGBを含む全画素数に対して0.002%以下）これらは故障ではありません。ご了承ください。

横軸スケール 
横軸シフト 
読取分解能 
サンプリングデータ数 
群屈折率の設定 
距離測定 
縦軸スケール 
縦軸シフト 
読取分解能 

損失測定  
 
内蔵メモリ 
PCMCIA 
USB（ホストインターフェース） 
FDD / プリンタ 
GP-IB  
ACアダプタ 

バッテリ  
使用温度範囲 
保存温度範囲 
湿度 

表示器（注） 
画面横軸表示 
 
 
 
 
 
画面縦軸表示 
 
 
 
 
反射減衰量測定機能 
メモリ 
 
インタフェース 
 
 
電源 
 
 
環境条件 
 
 
寸法，質量 
添付品 

8.4インチカラーTFT（640×480ドット） 
25m，50m，100m，250m，500m，1km，2km，2.5km，5km，10km，20km，40km，80km，160km，240km，320km，640km （実装する光学モジュールおよび測定条件によって異なります） 
0～距離レンジ 
最小1cm 
最大60,000ポイント 
1.00000～1.99999（0.00001ステップ） 
波形上の2ヶ所において任意の2点間の相対片道換算距離を最大8桁で表示 
0.2dB/div，0.5dB/div，1dB/div，2dB/div，5dB/div，7.5dB/div 
0～68dB 
最小0.001dB 
片道換算損失を最大5桁，0.001dBステップで表示 
波形上の2ヶ所において任意の2点間の相対片道換算損失，単位長当たりの損失，接続損失を表示 
光コネクタなどの反射減衰量／反射量を測定。全区間反射減衰量および任意の区間反射減衰量を測定。 
ユーザ領域20MB 
測定波形および測定条件を記録可能（PCMCIAメモリカードは別途購入が必要です。） 
2ポート搭載。USB Rev. 1.0準拠。USBメモリ（セキュリティ機能を備えていないメモリに対応），キーボード，プリンタなどを接続。 
光学モジュールカバー背面にケーブルレス実装可能。オプションのAQ7260用プリンタ/FDDユニットを別途ご購入願います。 
GP-IB PCカード（PCMCIA）使用（IEEE488.1準拠）。（GP-IB PCカードは別途購入が必要です。） 
AC100～240V 50/60Hz　最大60W（バッテリ充電中にオプションのプリンタユニットで印刷時） 
リチウムイオン電池 
持続時間約6時間（AQ7261装着／オプション非装着時，省電力モードにて3分毎に30秒間測定した場合）充電時間5時間以内（環境温度23℃，電源OFF時にて） 
-10～+50℃（バッテリ充電：+5～+35℃） 
-20～+60℃ 
95％以下（結露なきこと） 
約299（W）×225（H）×62（D）mm（突起物含まず）約3kg （光学モジュールを含む，但しAQ7267W3，AQ7269実装時は約3.3kg） 
バッテリパック，ショルダーベルト，取扱説明書 

AQ7261 SMFモジュール 

1310/1550±25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 typ. 
15/20 typ. 
34/32（注11） 
35/33 typ. 

 
－ 
－ 

AQ7264 SMFモジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 typ. 
7/8 typ. 

40/38（注11） 
42/40 typ. 

 
-3±2 
±0.1

AQ7265 SMFモジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 typ. 
7/8 typ. 

43/41（注11） 
45/43 typ. 

 
-3±2 
±0.1

AQ7267 SMFモジュール 
1650±5（注5） 
1650±10（注6） 

 
=< +15 

2，5，10，20，40，80，
160 

20n，50n，100n，200n，
500n，1μ，4μ，10μ 

 
 
 
 
 
－ 
12 typ. 

27（注12）  
 
－ 
－ 

 

850/1300±30  
GI（50/125μm，62.5/125μm） 

 
1，2，5，10，20， 
40，80（注9） 
10n，20n，50n，100n，
200n，500n，1μ（注10） 

 
 
 
 
 

2 typ.（注13） 
7/10 typ.（注13）（注14） 

22.5/24（注13）（注15）  
 
－ 
－ 

 

1310/1550±25  
SM（ITU－T G.652） 

 
2，5，10，20，40，80，
160，240 

10n，20n，50n，100n，200n，
500n，1μ，4μ，10μ，20μ 

 
 
 
 
 

2 typ. 
7/8 typ. 

34/32（注11）  
 
－ 
－ 

品名 

測定波長（nm） 
 測定ファイバ 
測定パルス光出力（dBm） 

距離レンジ（km） 
 
パルス幅（sec）（注7） 
 距離サンプリング分解能 
距離サンプリングポイント数 
距離測定確度（m） 
 
 
デッドゾーン（m） 
 

ダイナミックレンジ（dB）SNR=1，平均化時間：3分間  
損失測定確度 
安定化光源（注17） 
 
光コネクタ 
環境条件 

光出力（dBm） 
安定度（dB）（注4） 
 
使用温度範囲 
保存温度範囲 
湿度 

オフセット誤差（m） 
スケール誤差（m） 
サンプリング誤差 
イベント（注1） 
アッテネーション（注2） 

 

1310/1550±20  
 
－ 

2，5，10，20，40，80，160，
240，320，640（注８） 

 
 
 
 
 
 
 

2 typ. 
7/8 typ. 

39/37（注11）
 

 
 

-3±2 
±0.1

AQ7267W3 SMFモジュール  
1650±5（注5） 
1650±10（注6） 

 
=< +15 

2，5，10，20，40，
80，160 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
12 typ. 

28（注12）  
 

>=-5 
±1

AQ7269 MMF/SMFモジュール 

－ 

2，5，10，20，40，80，160，240，320，640（注8）  

10n，20n，50n，100n，200n，500n，1μ，4μ，10μ，20μ，50μ（注3） 

最高5cm 
最大60，000 
±1 

測定距離×2×10-5 
±1サンプリング分解能 

±0.05 dB/dB

AQ9441（＊）ユニバーサルアダプタ（オプション）（注16） 

SM（ITU－T G.652） 

-20～+60℃ 
95％以下（結露なきこと） 

-10～+50℃ 0～+40℃ 

10n，20n，50n，100n，200n，500n，1μ， 
4μ，10μ，20μ，50μ（注3）  

－ 

1310/1550±20 
 

  （注1）パルス幅10ns，反射減衰量40dB以上，飽和していない状態のピーク値から1.5dB下のポイントにて
  （注2）パルス幅10ns（AQ7267は20ns），反射減衰量45dB以上，後方散乱光レベルが定常値の±0.5dB以内に

なるポイントにて
  （注3）パルス幅50μsは1550nm測定時（AQ7264/AQ7265/AQ7267W3のみ）
  （注4）5分間，周囲温度一定
  （注5）パルス光出力のピーク値から-20dBのポイントにて（電源投入後30分以上，周囲温度23℃にて測定）
  （注6）パルス光出力のピーク値から-60dBのポイントにて（電源投入後30分以上，周囲温度23℃にて測定）
  （注7）パルス幅1μsは，距離レンジ10km以上，パルス幅4μs以上は距離レンジ40km以上で設定できます。
  （注8）測定波長1310nm時，最大320km / 測定波長1550nm時，最大640km。（AQ7264/AQ7265/AQ7267W3のみ）
  （注9）距離レンジ40km，80kmは，1300nm測定時

（注10）パルス幅500ns，1μsは，1300nm測定時
（注11）パルス幅 20μsにて
（注12）パルス幅  4μs（AQ7267），10μs（AQ7267W3）にて
（注13）GI 62.5/125μmにて
（注14）パルス幅 20ns，反射減衰量40dB以上，後方散乱光レベルが定常値の±0.5dB以内

になるポイントにて
（注15）パルス幅 200ns（850nm），1μs（1300nm）にて
（注16）＊印はコネクタ形式。FC，SC，ST，DINのいずれかを指定してください。
（注17）CW，CHOP光（270Hz，1kHz，2kHz）が可能。ただし，AQ7267W3の1650nmは，

CW，270Hz CHOPのみ

レーザー安全情報
・本レーザー光源は，IEC60825-1:2001:クラス1Mに分類されます。
・2001年5月27日付けの「Laser Notice No.50」に準ずることにより生じた逸脱する点を除き，21CFR1040.10に準拠しています。
・一部の光学測定装置（例えば，アイルーペ，拡大鏡および望遠鏡）で，レーザー出力を距離100mm以内で観察すると，目に危険を及ぼす場合があります。

OTDR         AQ7260
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